








Aus der Praxis fiir die Praxis:
FoRT-Bildung - das FRT Messtechnik-Seminar

Wie jedes Jahr im Friihjahr, bieten
wir wieder allen Kunden, Partnern
und Interessenten die FoRT-Bildung
an. Es handelt sich dabei um ein
Seminar, das in die Begriffe Topo-
graphie und Rauheit einfiihrt und
die wichtigsten Messverfahren mit
Ihren Anwendungsgebieten vorstellt.
Anhand von Beispielen erldutern
die FRT Experten die unterschied-
lichen Definitionen und gehen auf
die Aussagekraft der wichtigsten
Oberflichenkennwerte ein.

Angesprochensindinsbesondere An-
wender von Oberflachenmesstechnik,
Entwickler sowie Qualitdtsbeauftragte.
Die ndchste Veranstaltung findet im
Mérz 2010 in Bergisch Gladbach am
Firmenhauptsitz statt. Der genaue Ter-
min wird noch bekannt gegeben.

Aus dem Inhalt:

Bedeutung der Charakterisierung von
Oberflachen/Rauheit in der Technik
An Beispielen aus der Praxis wird die
Bedeutung der Oberflache und deren
Charakterisierung fiir das Produkt de-
monstriert.

Messtechnik zur Bestimmung

der Topographie |

Verschiedene Methoden zur Messung
der Topographie von technischen

Oberflachen werden vorgestellt (Licht-
mikroskopie, Rasterkraftmikroskopie,
Tastschnittverfahren, konfokale Mess-
verfahren, Interferometrie etc.). Nach
einer Skizzierung des zugrunde liegen-
den Messprinzips werden die Moglich-
keiten und Einschrankungen der ver-
schiedenen Verfahren in unterschied-
lichen Anwendungsgebieten prdsen-
tiert. In einer Ubungsphase besteht
fur die Teilnehmer die Moglichkeit, am
Beispiel konkreter Messaufgaben, die
Vor- und Nachteile der dargestellten
Verfahren zu diskutieren.

Bewerten von Oberflachen | und Il
Hier werden die fiir die Bewertung
der Topographie von Oberflachen re-
levanten Aspekte wie Auswahl des
Messbereichs, Unterschied im Infor-
mationsgehalt, Profil/3D-Messung und
Filterung der Messdaten behandelt.
Die wichtigsten Kennwerte (Rauheit,
Welligkeit etc.) werden erldutert und
mit Anwendungsbeispielen verdeut-
licht. Aufbauend auf dem Hohenhis-
togramm und der Traglastkurve wird
auch auf Parameter wie Kernrautiefe
oder Materialanteile eingegangen. Im
abschlieBenden Ubungsteil kénnen
die Teilnehmer die erlernten theoreti-
schen Inhalte an praktischen Beispie-
len gemeinsam vertiefen und ihr neu
erworbenes Wissen tberpriifen.

In der Seminargebiihr von 750 Euro pro
Person sind neben den Vortrdgen aus-
fiihrliche Schulungsunterlagen, Getrdanke
sowie ein Mittagessen enthalten.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen
und fiir Ihre Anmeldung an Frau Pisarski,
Telefon: +49 (0)2204 - 84 24 30.

MEDTEC Europe
23.03.2010 — 25.03.2010, DE
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16.03.2010 — 18.03.2010, CN
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19.04.2010 — 23.04.2010, DE
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04.05.2010 — 07.05.2010, DE
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09.06.2010 — 11.06.2010, DE
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13.07.2010 — 15.07.2010, US
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19.10.2010 — 21.10.2010, DE
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FRT GmbH
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